Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder :

Samuel Gendebien

SLS)

Steen Laser Survey

bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

PS Blade adjacent left 25%

35
1

-140 -135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85
[um] /56,4 um
40
20
03 Lo
™
-20
Max: 28,2 pm Min: -27,1 um Longueur: 55,6449 mm

EQ

25

2

15
1

"5

" a0 0 35

P T S L P L P T Y -éS T

Conditions de mesure

Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 52512 Type de palpeur:  Surfscan

Position de mesure linéaire Xz1

Plage de mesure: 4000 um Ecart de points: 1,0 um Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 55,00 mm

Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Z [mm] .

2,00 1
0,00

Roughness PS blade adjacent left 25%

Profil primaire

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 -

Z[pm]

10,00
5,00 |
0,00
5,00 4 ---

-10,00

-15,00

LA R

ARG

Z [mm] .
2,00 -
0,00

Profil d'ondulation

1,20 2,80 4,40 6,00 7,60 9,20 10,80 12,40 14,00 15,60 17,20 18,80 20,40 22,00 23,60 25,20 26,80 28,40 30,00 31,60 33,20 34,80 36,40 38,00 39,60 41,20 42,80 44,40 46,00 X [mm]

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 -

040 200 360 520 680 840 1000 1160 1320 1480 1640 1800 1960 2120 2280 2440 2600 2760 2920 3080 3240 3400 3560 3720 3880 4040 4200 4360 4520 4680 X[mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard [ S L S ]
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...
PS Blade adjacent left 50%
) -1I40 L -1I35 L -1I30 L -1|25 L -1|20 L -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 )

[um] [/ 198,2 um

u 50 L

35
35

LAY

=3 -100
™

Max: 46,8 pm Min: -99,1 um Longueur: 54,3609 mm

25
"5

2

15

15

"4 13 13 s .0 -5 a1 s -0 -5 .0 g5
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 52192 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz2 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 55,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S l S
Customer : Order : Probe :

Measuring direction :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness PS Blade adjacent left 50%

Z [mm] , Profil primaire
2,00 1
0,00

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 L

Z [mm] .

0,01 -
0,00
-0,01 1+
-0,02 1+
-0,03 1+
-0,04 1+
-0,05 4+

025 185 345 505 665 825 985 11,45 13,05 14,65 16,25 17,85 19,45 21,05 22,65 24,25 25,85 27,45 29,05 30,65 32,25 33,85 35,45 37,05 38,65 40,25 41,85 43,45 45,05 46,65 X [mm]

Z [mm] , Profil d'ondulation

2,00 -

0,00

-2,00 -

-4,00 -

-6,00 -

3010 JR 1t R RSN R PR ' R SR NS SRS RS RORy Rt U R g S N RS SRt (RN §Upe Sy 'pion A pegs s Ry ey PRy 'y R HpRpe (SpEgs RS (RpRp Rty RS e A S Hm is RN RN S Uy 96 e gt Rpugs Ry PRPRY ) SN S SO

025 1,85 345 505 6,65 825 9,85 11,45 13,05 14,65 16,25 17,85 19,45 21,05 22,65 24,25 25,85 27,45 29,05 30,65 32,25 33,85 35,45 37,05 38,65 40,25 41,85 43,45 45,05 46,65 X [mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 46,901 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

PS Blade adjacent left 75%

35

135 -130 125 -120 115 110 105 -100 %5 20 85 80
[um] /55,1 um
i 40
™
20

0 bk

-20

EQ

Max: 27,6 pm Min: -21,3 um Longueur: 55,4695 mm

25

2

15
1

.J

"5

e =
-135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 55000 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz3 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 55,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard [ S l S ]
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

. ) ) Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

Z [mm] .
2,00 -

Roughness PS Blade adjacent left 75%

Profil primaire

0,00

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 4

Z [um]
15,00 -
10,00 -

5,00 +
0,00 A
-5,00 1

H”'\l,ll,\ T]

lru\w ik WU i o T T T Ty T P Tt e TV U U

0,255 2,655 5,055 7,455 9,855 12,265 14,655 17,055

Z [mm] .

19,455

21,855 24255 26,655 29,055 31,455 33,855 36,255 38,655 41,055 43,455 45,855 X [mm]

Profil d'ondulation

2,00 A
0,00

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -
-8,00 4,

0 255

2,655 5,055

7,455

Conditions d'évaluation

9,855

12,255

M

14,655

17,055

19,455

21,855

24,255

26,655

29,055

31,455

33,855

ARRET

Filtre ISO 13565:

ISO 13565-1

36,255

Ir:

38,655

41,055

43,455

45,855

0,800 mm

X [mm]

As: ARRET

Enlever la forme:

ARRET

Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm

Ac: 0,80 mm

Filtre ISO 4287:

ISO 16610-21

Ip: 46,908 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard [ S l S ]
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

SS blade adjacent left 25%

135 -130 125 120 115 10105 _-100 95 20 85 -80 75 -70
@ &
1 [um] [#69,9 um r
20
] 0 MMM i
S5 -20 -9
| 40 Max: 35,0 pm Min: -35,0 um Longueur: 60,6414 mm I
& _—8
1 H
= _—a
T35 430 125 Ta20 15 ".110 0 -105 " 100 | IR -80 75 -70
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 52539 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz5 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 55,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Z [mm] .
2,00 -
0,00

Roughness SS Blade adjacent left 25%

Profil primaire

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Z[pm]

15,00 +
10,00 1
5,00 +
0,00 A
-5,00 1 -
-10,00 A

llwl.“\“lhlihjﬂ_“ JhluJuLl_.ul Y le‘ .11““1.1:1,‘1“ AU ‘:.‘l bkt F1a o ok A AN a1 AL LA AR 1L s A KA ML L A \,i_lv.ll,‘l, ILINYIT |
i N Il 1 i | 1L 'p|\| \lll\ |]y a1 M g \ w \ |

Ny WAV gy ST Sy

Z [mm] .
2,00 -
0,00

Profil d'ondulation

0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X[mm]

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Conditions d'évaluation

Af: ARRET

0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X[mm]

Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

SS Blade adjacent left 50%

-1|20 -115 -110

-1|05 -1|00 -95

45

[um] /76,9 um

I 40 I

=

35

EQ

25

40
Max: 34,9 pm Min: -38,4 um Longueur: 61,0641 mm

-

-

L LT

O T L T S P

e o s

-90 -85 80 -75 70
Conditions de mesure Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 52463 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz4 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 55,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S l S
Customer : Order : Probe :

Measuring direction :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness SS Blade adjacent left 50%

Z [mm] } Profil primaire
2,00
0,00

-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Z[pm]

15,00 -
10,00 +
5,00 -

0,00 4
SRR ALk il L L e
-10,00 411-

0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X[mm]

Z [mm] , Profil d'ondulation

2,00

0,00

-2,00

-4,00

X0 JE V74 VUSRNSSR RS AR AU SR RNy RO SR RS RORG R ey RO RPN P RO AR RS RO AP SRR PR AR RS ARG AR SEURD JRUR N RN OR[N ARy i) SRR PR AR Ryt Ry RPN SRR JRUR -y Pgn AR iy R JRURD JRPR RN RN SR FUY

0,40 2,00 3,60 520 680 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 4520 46,80 X [mm]

Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

SS Blade adjacent left 75%

-145 -140 -135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 80 -75 70 65
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lo
n N
| L LD
< <
[um] [7M66,9 pm

§ M M
= 03 2

-20

-40 )

Max: 32,6 pm Min: -33,5 um Longueur: 60,2831 mm

[To L LN
™ ™
o O
(2] ™
] H
ol | ©
N N
Ln_J | L0
~— ~—i

T Y P e

e T o s i s o T s & s

A

Conditions de mesure

Vitesse: 1,00 mm/s Nombre de point... 52394

Type de palpeur:  Surfscan

Position de mesure linéaire Xz6

Plage de mesure: 4000 um Ecart de points: 1,0 um

Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 55,00 mm

Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S l S
Customer : Order : Probe :

Measuring direction :
. ) ) . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longltudlnal Probe 20um radius for c...

Roughness SS Blade adjacent left 75%

Z [mm] } Profil primaire

2,00 -
0,00
-2,00 -
-4,00 -
-6,00 -

Z[pm]
15,00 +
10,00

201 M ||
0,00 1 JiHr!
5,00 41 )
410,00 4--14-

l\ll‘l‘ul\‘l‘uil_'“ L‘I“.A_.lvl'.l"\‘ | .\.‘)“.l_‘nJ.L ) ‘l]il MR \‘l\llu i_”‘\l‘lv‘ .Il |] \r‘ TN AWPTY [N AL () T AP [y | 1y
i !‘TI‘ WO TW T vl | YWY Ul TN l'|"’v|1rvv”‘l]y’|vv‘|vr\|-|"l]yq‘“| A

0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80 X[mm]

Z [mm] , Profil d'ondulation
2,00 -
0,00
-2,00 -
-4,00 -
SN[ P SO O S P PP PPY Y S " S P PP PP Y O S U PO PPY P P S SO S U PPF PPY Y B O P S PPP PPY PP SO P O S U POF PPY PO P P P U PEP PPY PP PO T T S P
0,40 2,00 3,60 520 6,80 840 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 4520 46,80 X [mm]
Conditions d'évaluation Af: ARRET Filtre ISO 13565: ISO 13565-1 Ir: 0,800 mm
As: ARRET Enlever la forme: ARRET Alignement: MARCHE Iw: 0,800 mm
Ac: 0,80 mm Filtre ISO 4287: ISO 16610-21 Ip: 47,200 mm Parameétres supplémentaires
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

TE Blade adjacent left 25%

136, 1S e, A3, 12 A3l A0 1389 1388 (1387 1386 (1385 1384 ASR3 1382 ARl 380 179 A8 M7 176 IS
0.: :0.
: ¢ 20 -
] 1% i I
] [
g1 -20 S
— H -40 L] L—
1 Max: 15,5 pm Min: -29,5 pm Longueur: 0,7503 mm
i [
< K
'\ '\
€ K
\° \°
€ K
"’.: :"’.
€ K
-139.6 -139.5 -139.4 -139.3 -139.2 -139.1 -139.0 -138.9 -138.8 -138.7 -138.6 -138.5 -138.4 -138.3 -138.2 -138.1 -138.0 -137.9 -137.8 -137.7 -137.6 -137.5
Conditions de mesure Vitesse: 0,20 mm/s Nombre de point... 4194 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz8 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 5,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :
bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

TE Blade adjacent left 50%

L 1%s A4 1398 A2 A4 1390 4389 (1388 A7 | (1386 | 1385 ) 1384 (1383 4382 (1381 4380 (1379
N N
2] K

] [um] 87,0 pm I
2] o £

] -20 I

] / -40 I

1 5 Max: 19,0 pm Min: -43,5 um Longueur: 0,8494 mm |
o o
2] K

] gty

,_,_.--_-..'.:::::::::::....mmllllllllmm""llmllllllll/

1 """"””IIII//I;II;"II# I
o] I""IZ;;;”/I,' (o
3 lllll,,i"l'c:," &
o | )
e i
<] E
~ I~
INE Lo
ey E
0] [o
NG N
<] E

" 1395 1394  -1393  -139.2  -139.1  -139.0 = -1389  -1388  -1387  -1386  -1385 -1384 -1383  -138.2  -1381  -1380  -137.9
Conditions de mesure Vitesse: 0,20 mm/s Nombre de point... 2353 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz9 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 5,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :
bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

TE Blade adjacent left 75%

) -13|9.8 ) ) -13|9.6 L -13|9.4 ) ) -13|9.2 ) ) -13|9.0 ) ) -13|8.8 ) ) -13|8.6 ) ) -13|8.4 ) ) -13|8.2 ) ) -13|8.0 ) ) -13|7.8 ) ) -13|7.6 ) ) -13|7.4
[um] 90,2 pum

_ 20 L
< <
2] 0 3

4 _20 -

-40
Max: 20,6 pm Min: -45,1 um Longueur: 0,8808 mm
°Q- @«
27 K
[

] i :Ilunl:::.'.'.'.'.'.',’,',',',',',';,..,,,,,
© n.,,,:': ©
27 K
"’.- _‘".
27 E
“!- _“!
27 K

1398 T1396 | -139.4 1392 ".139.0 ".138.8 ".1386 ".138.4 1382 ".138.0 1378 1376 ".137.4

Conditions de mesure Vitesse: 0,20 mm/s Nombre de point... 5000 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz7 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 5,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Probe :

Samuel Gendebien

Measuring direction jOrder :
bottom longitudinal

SLS)

Probe 20um radius for c...

Steen Laser Survey

LE Blade adjacent left 25%

.'13|9'0. .'13|8'5. L .'13|8'0. .'13|7'5. .'13|7'0. L .'13|6'5. .'13|6'0. .'13|5'5. L .'13|5'0. .'13|4'5. L .'13|4'0. .'13|3'5. .'13|3'0. .'13|2'5.
[um] " ¥115,9 um
m' 100 'm
= % o
| -50 '
Max: 57,9 pm Min: -39,9 um Longueur: 3,4491 mm
Q- -C:
& B
7 E
Q- -C:
7 E
139.0° 1385 | -138.0 1375 "137.0 1365 "136.0 1355 ".135.0' 1345 | -1340 1335 133.0 1325
Conditions de mesure Vitesse: 0,20 mm/s Nombre de point... 5194 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz10 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

LE Blade adjacent left 50%

.'13|6'5. .'13|6'0. .'13|5'5. .'13|5'0. .'13|4'5. .'13|4'0. .'13|3'5. .'13|3'0. .'13|2'5. .'13|2'0. L .'13|1'5. .'13|1'0. .'13|0'5. .'13|0'0.

o o
oy El
] [um] /[ 106,7 um I

100
50
] 0 L
3- -50 _3
1 Max: 53,3 pm Min: -40,1 um  Longueur: 3,4494 mm r
Q- -C:
& E
7 E
Q- -C:
7 E
ey E
1365 136.0° 1355 1350 1345 1340 1335 133.0 1325 1320 1315 1310 1305 "-130.0°
Conditions de mesure Vitesse: 0,20 mm/s Nombre de point... 5398 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz11 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN
Longueur de me... 10,00 mm Sens de mesure:  par la gauche Rayon pointe de... 0,020 mm Ordre de mesure: WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS)

Steen Laser Survey

LE Blade adjacent left 75%

) -13|8.0 ) ) '13|7'5 ) ) '13|7'0 ) ) -13|6.5 ) ) -13|6.0 L -13|5.5 L ) -13|5.0 ) ) -13|4.5 ) ) -13|4.0 ) ) -13|3.5 ) ) -13|3.0 ) ) -13|2.5 )
wn ~ =t
Ny [#810] 101,5 um 3
] 50 L
0
-50
Max: 50,8 pm Min: -42,9 um Longueur: 3,4479 mm
C:- _C:
oy E
7 E
C:- _C:
7 E
".138.0 1375 1370 "1365 "136.0 "1355 ".135.0 1345 1340 | -1335 1330 1325
Conditions de mesure Vitesse: 0,20 mm/s Nombre de point... 3968 Type de palpeur:  Surfscan
Position de mesure linéaire Xz12 Plage de mesure: 4000 ym Ecart de points: 1,0 ym Force de palpage: 5,0 mN

Longueur de me... 10,00 mm

Sens de mesure:

par la gauche

Rayon pointe de... 0,020 mm

Ordre de mesure:

WCN2T EL20
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

. PS Blade adjacent left 25%

Nom

Unité

Valeur

¢\ LF1 um 56,4

N\ LF2 pm 56,4

H 4,\/\\, Roughness PS blade adjacent left 25%
~Pt pm 11472,14
~Pa pm 2120,82
Pz pm 11472,14
~Pp pm 2711,31
~Pv pm 8760,83
~Pq pm 2634,65
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
~Psk -1,191
~Pku 3,899
~PAq 0,520
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
~C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~PPc /ecm 0
- Rt pm 28,42
- Ra56 pm 1,75
- Rz56 pm 9,69
- Rp56 pm 5,45
~Rv56 pum 4,24
-Rg56 pm 2,19
~RSm mm 0,1712
~Rc um 5,83
—Rsk56 0,572
—~Rku56 2,871
~RAg56 0,112
~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~RPc /em 58
— Wit um 10946,95
-Wab8 um 2053,34
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Wz58 um 292,43
- Wp58 pm 162,75
—\Wv58 pm 129,68
~Wq58 um 2057,55
~WSm mm 0,0000
~Wc um 0,00
—Wsk58 0,175
~Wku58 1,076
—WAG58 0,367
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~WPc lem 0
Rk pm 5,50
~Rpk um 2,78
~Rvk um 2,35
~Mr1 % 10,887
=Mr2 % 89,870
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—Rpk* pm 8,73
~Rvk* pm 15,38
A1 pm2/mm 151,1678
~A2 pm2/mm 118,8651
~RzISO pm 28,42
~D 261
~A\q pm 117,74
—Aa pm 126,02
~Aa 0,09
~Aq 0,12
~LR 1,01
-LO mm 45,100
. PS Blade adjacent left 50%
O\ LF1 pm 198,0
- N\ LF2 pm 198,2
U 4,\/\\, Roughness PS Blade adjacent left 50%
|»Pt pm 11139,48
|—Pa pm 1996,59
|—Pz pm 11139,48
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Pp pm 2504,08
~Pv pm 8635,40
—Pq pm 2507,50
~PSm mm 0,0000
~Pc um 0,00
—Psk -1,319
—Pku 4,212
~PAq 0,514
—Pmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—~C(Pmr=0,00 %) um 0,000
~Pmr(c=0,00 um) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
- PPc /em 0
Rt pm 73,03
—Rab8 um 1,49
- Rz58 pm 9,06
- Rp58 pm 4,76
Rv58 pum 4,30
L Rg58 pm 1,96
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~RSm mm 0,1926
~Rc um 5,73
—Rsk58 0,613
—Rku58 3,269
-RAG58 0,103
~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~RPc lem 50
—Wt um 10798,79
~Wa58 pm 1954,14
- Wz58 pm 284,66
~Wp58 um 55,34
W58 pm 229,33
-Wg58 pm 1957,77
~WSm mm 0,0000
~Wc um 0,00
—Wsk58 0,161
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Wkub58 1,067
-~ WAQ58 0,357
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
-~ C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc lem 0
- Rk pm 3,32
—Rpk pm 3,05
~Rvk um 3,10
~Mr1 % 17,266
~Mr2 % 82,885
—Rpk* um 13,22
~Rvk* um 60,34
~A1 pm?mm 263,2566
—A2 pm?mm 265,3579
-RzISO pm 73,03
i) 239
~\q um 97,18
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—A\a pm 119,87
~Aa 0,08
~Aq 0,13
~LR 1,01
~LO mm 46,735
~.|PS Blade adjacent left 75%
N\ LF1 pm 55,1
- N\ LF2 pm 55,1
U 4,\/‘1, Roughness PS Blade adjacent left 75%
~Pt pm 11231,13
~Pa pm 2052,39
-Pz pm 11231,13
-Pp pum 2574,35
~Pv pm 8656,78
~Pq pm 2564,94
~PSm mm 0,0000
- Pc pm 0,00
~Psk -1,266
~Pku 4,047
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
) . . ' Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~PAq 0,517
~Pmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
—C(Pmr=0,00 %) um 0,000
~Pmr(c=0,00 um) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~PPc lem 0
- Rt pm 24,81
~Ra58 um 1,71
-Rz58 pm 9,47
- Rp58 pm 5,35
-Rv58 pm 4,12
- Rq58 pm 2,15
~RSm mm 0,1637
~Rc um 5,91
—Rsk58 0,568
—Rku58 2,942
~RAG58 0,120
~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
L C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
—~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 60
Wit pm 10898,65
—~Wa58 pm 2008,85
~Wz58 pm 289,27
—~Wp58 pm 67,23
~Wv58 pm 222,04
~Wqg58 pm 2012,52
~WSm mm 0,0000
~Wc pm 0,00
—Wsk58 0,157
~Wku58 1,066
—~WAQ58 0,363
—~Wmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
~C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc /em 0
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard

Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~Rk pm 4,97
~Rpk pm 3,05
~Rvk pm 2,71
~Mr1 % 13,086
~Mr2 % 89,263
~Rpk* pm 12,07
~Rvk* pm 8,84
~A1 pm2/mm 199,6076
A2 pm2/mm 145,4741
~RzISO pm 24,81
-D 283
~Aq pm 102,97
Aa pm 115,24
~Aa 0,09
~Aq 0,13
LR 1,01
~LO mm 46,786
.|SS Blade adjacent left 50%
7\ LF1 pm 76,9
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Pr‘\ LF2

Lm\/"\, Roughness SS Blade adjacent left 50%
—Pt

~Pa

Pz

—Pp

~Pv

~Pq

~PSm

~Pc

~Psk

~Pku

~PAq

~Pmr(0,00 %-0,00 pm)
~C(Pmr=0,00 %)
—~Pmr(c=0,00 pm)
~Pdc(0,00 %-0,00 %)

~PPc

—Rt

Nom

Unité

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

mm

pm

%

pm

%

pm

/cm

pm

76,9

9892,88
1969,43
9892,88
2831,22
7061,66
2291,62
0,0000
0,00
-0,447
2,417
0,529
0,000
0,000
0,000
0,000

0

33,31

Valeur
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
- Ra58 pm 2,01
—Rz58 um 10,81
- Rp58 pm 5,75
~Rv58 pm 5,06
-Rq58 pum 2,48
~RSm mm 0,1790
~Rc um 6,58
—Rsk58 0,339
—Rku58 2,749
~RAG58 0,130
~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~RPc /cm 57
— Wit um 9071,12
- Wa58 pm 1914,06
~Wz58 um 267,18
L Wp58 pm 417,92
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
- \Wv58 pm -150,75
~Wq58 um 1918,39
~WSm mm 0,0000
~Wc um 0,00
—Wsk58 0,190
~Wku58 1,067
- WAG58 0,335
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
~Wdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~WPc lem 0
Rk pm 5,64
~Rpk um 4,17
~Rvk um 3,37
~Mr1 % 11,774
~Mr2 % 88,579
—Rpk* um 15,51
~Rvk* um 12,98
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
~A1 pm2/mm 245,2867
~A2 pm2/mm 192,3159
~RzISO pm 33,31
-D 258
~A\q pm 105,85
~Aa pm 124,18
~Aa 0,10
~Aq 0,15
LR 1,01
~LO mm 46,874
~.|SS blade adjacent left 25%
=\ LF1 pm 69,9
N\ LF2 pm 69,9
H 4,\/\\, Roughness SS Blade adjacent left 25%
~Pt pm 10109,44
~Pa pm 2002,21
Pz pm 10109,44
-Pp pm 2872,65
~Pv pm 7236,80
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Pq pm 2331,89
~PSm mm 0,0000
~Pc pum 0,00
- Psk -0,462
- Pku 2,444
-PAq 0,535
~Pmr(0,00 %-0,00 um) % 0,000
- C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—Pmr(c=0,00 um) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~PPc lecm 0
~Rt pm 30,31
—Ra58 um 1,83
~Rz58 um 10,18
- Rp58 pm 5,65
- Rv58 pm 4,52
-Rg58 pm 2,28
~RSm mm 0,1846
~Rc um 6,12
17/09/2020 12:07 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 34/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard S L S
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
—Rsk58 0,458
~Rku58 2,933
- RAG58 0,116
—~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
-~ C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
- Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~RPc /em 55
Wi pum 9260,76
~Wa58 pm 1945,41
~Wz58 um 272,19
-~ Wp58 pm 419,74
~Wv58 um -147,55
~Wqg58 pm 1949,84
~WSm mm 0,0000
~We pm 0,00
—Wsk58 0,192
~Wku58 1,067
- WAq58 0,341
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
-~ C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
~Wdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~WPc lem 0
- Rk pm 5,12
~Rpk um 4,12
~Rvk um 2,61
~Mr1 % 12,218
~Mr2 % 88,259
~Rpk* um 16,25
~Rvk* um 9,54
~A1 pm?mm 251,9699
—A2 pm?mm 153,3000
-RzISO pm 30,31
D 251
-Aq pm 107,27
—Aa um 125,53
—-Aa 0,09
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
|—Aq 0,13
|—LR 1,01
|—LO mm 46,794
~.|SS Blade adjacent left 75%
¢\ LF1 um 66,9
N\ LF2 pm 66,9
H 4,\/\\, Roughness SS Blade adjacent left 75%
~Pt pm 10250,69
~Pa pm 2026,97
Pz pm 10250,69
~Pp pm 2900,19
~Pv pm 7350,50
-Pq pum 2362,26
~PSm mm 0,0000
~Pc pm 0,00
~Psk -0,474
~Pku 2,465
—PAq 0,546
~Pmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
—C(Pmr=0,00 %) pm 0,000
—~Pmr(c=0,00 pm) % 0,000
- Pdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
~PPc /em 0
- Rt pm 29,85
—Rab8 pm 1,99
~Rz58 um 10,52
—Rp58 pm 5,83
-Rv58 pm 4,68
~Ra58 pm 2,44
~RSm mm 0,1747
~Rc um 6,57
—Rsk58 0,431
~Rku58 2,784
-RAG58 0,129
—~Rmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
—C(Rmr=0,00 %) pm 0,000
~Rmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Rdc(0,00 %-0,00 %) pm 0,000
17/09/2020 12:07 JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00 Page 38/41




Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Alexandre Thonard S L S
Probe :

Customer : Measuring direction jOrder :
. . . Steen Laser Survey
Samuel Gendebien bottom longitudinal Probe 20um radius for c...
~RPc /ecm 58
— Wt um 9401,24
~Wa58 um 1969,00
- Wz58 pm 275,83
- Wp58 pm 420,51
~Wv58 um -144,68
- Wgq58 pm 1973,47
~WSm mm 0,0000
~Wc um 0,00
—Wsk58 0,196
~Wku58 1,068
~WAG58 0,346
~Wmr(0,00 %-0,00 pm) % 0,000
- C(Wmr=0,00 %) pm 0,000
~Wmr(c=0,00 pm) % 0,000
—Wdc(0,00 %-0,00 %) um 0,000
~WPc /em 0
Rk pum 5,78
~Rpk um 4,19
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur

~Rvk pm 2,73
~Mr1 % 11,695
~Mr2 % 89,148
~Rpk* pm 14,03
~Rvk* pm 10,96
A1 pm2/mm 245,0944
~A2 pm2/mm 147,8647
~RzISO pm 29,85
-D 265
~A\q pm 102,79
—Aa pm 125,00
~Aa 0,10
~Aq 0,15
~LR 1,01
-LO mm 46,871

. TE Blade adjacent left 75%

N\ LF1 pm 90,2

L/ N\ LF2 um 90,2

. TE Blade adjacent left 25%
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Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :
Alexandre Thonard
Customer : Measuring direction jOrder : Probe :

Samuel Gendebien

bottom longitudinal

Probe 20um radius for c...

SLS

Steen Laser Survey

Nom Unité Valeur
HEN LR pm 58,9
LN LF2 um 58,9
. TE Blade adjacent left 50%
HEN LR pm 87,0
LN LF2 um 87,0
.|LE Blade adjacent left 25%
HEN LF1 pm 115,9
LN LF2 pm 115,9
. LE Blade adjacent left 50%
HEN LR pm 106,7
LN LF2 pm 106,7
.|LE Blade adjacent left 75%
N LR pm 101,5
L\ LF2 pm 101,5
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